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Capacitors and res' ~

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 1: Generic specification

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object /6f TE is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electricall and elestronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, i specifications,

Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (he “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IE¢ terested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. and non-

governmental organlzatlons Ilalsmg with the IEC also part|0|pate in this aration. korates closely

agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters ex ¢ \ possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each i i épresentation from all
interested IEC National Committees.

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity i g i undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent posgible |n th' i and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corre tonal publication shall be clearly indicated in
the latter.

No liability shall 4
members of its tex
other damage of an
expenses arising ot
Publications.

ors for electronic equipment

This fourth edition cancels and replaces the third edition issued in 1999 and constitutes a
technical revision, including minor revisions related to tables, figures and references.

This edition contains the following significant technical changes with respect to the previous
edition:

e implementation of Annex Q which replaces Clause 3.

This bilingual version (2014-01) corresponds to the monolingual English version, published in
2008-07.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
40/1915/FDIS 40/1924/RVD
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Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The French version of this standard has not been voted upon.

A list of all the parts of the IEC 60384 series, under the general title Fixed capacitors for use
in electronic equipment, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

e withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
* amended.

The contents of the corrigendum of November 2008 have be

O
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FIXED CAPACITORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 1: Generic specification

1 General

1.1  Scope

This part of IEC 60384 is a generic specification and is applicable to fixed Capacitors for use

in electronic equipment.

gctional

It establishes standard terms, inspection procedures and methods <f t
3 Qr “anly other

and detail specifications of electronic components for quality
purpose.

1.2 Normative references

pon of this document.
nces, the latest edition

IEC 60068-2-6 Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc: Vibration (sinusoidal)

IEC 60068-2-13:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
IEC 60068-2-17:1994, Environmental testing — Part 2-17: Tests — Test Q: Sealing

IEC 60068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2-20: Tests — Test T: Soldering

IEC 60068-2-21:2006, Environmental testing — Part 2-21: Tests — Test U: Robustness of
terminations and integral mounting devices

IEC 60068-2-27:2008, Environmental testing — Part 2-27: Tests — Test Ea and guidance:
Shock

IEC 60068-2-29:1987, Environmental testing — Part 2-29: Tests — Test Eb and guidance:
Bump
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IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db: Damp heat, cyclic
(12 h + 12 h cycle)

IEC 60068-2-45:1980, Environmental testing — Part 2-45: Tests — Test XA and guidance:
Immersion in cleaning solvents

IEC 60068-2-54:2006, Environmental testing — Part 2-54: Tests — Test Ta: Solderability
testing of electronic components by the wetting balance method

IEC 60068-2-58:2004, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test methods for
solderability, resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface
mounting devices (SMD)

IEC 60068-2-78:2001, Environmental testing — Part 2-78: Té
steady state

ISO 3, Preferred numbers — Series of preferred numbers

ISO 1000, S/ units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units

ISO 9000, Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

1 To be published.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONDENSATEURS FIXES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mopdiale N\de normalisation

composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités natiora

organisations internationales, gouvernementales et non gouvernemeptales, i a part|C|pent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'OrganisdtionNate i & Normallsatlon (180),

La CEl n’a prévu aucun c ant indication dapprobatlon et n'engage pas sa
responsabilité pour les T

Tous les utilisat

L’attention & & ¢ fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
opriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour

responsable de ne pag7avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60384-1 a été établie par le comité d'études 40 de la CEl:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette quatriéme édition annule et remplace la troisieme édition parue en 1999 et constitue
une révision technique, y compris des révisions mineures relatives aux tableaux, figures et
références.

La présente édition contient les modifications techniques significatives suivantes par rapport
a I'édition précédente:

e mise en ceuvre de '’Annexe Q, qui remplace I'Article 3.
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La présente version bilingue (2014-01) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2008-07.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 40/1915/FDIS et 40/1924/RVD.

Le rapport de vote 40/1924/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.

La version francgaise de cette norme n’a pas été soumise au vote.

Une liste de toutes les parties de la série CElI 60384, regroupées
Condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques, p
site web de la CElI.

maintenance indiquée sur le site web de la CEIl sous
données relatives a la publication recherchée. A cette da

* reconduite,
* supprimée,
* remplacée par une édition révisée

@®
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CONDENSATEURS FIXES UTILISES
DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités
1.1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 60384 est une spécification générique applique aux
condensateurs fixes utilisés dans les équipements électroniques.

CEIl 60068-2- Essais d'environnement — Partie 2-2: Essais — Essai B: Chaleur seche

CEIl 60068-2-6:2007, Essais d'environnement — Partie 2-6: Essais — Essai Fc: Vibrations
(sinusoidales)

CEI 60068-2-13:1983, Essais d’environnement — Partie 2-13: Essais — Essai M: Basse
pression atmosphérique

CEIl 60068-2-14:1984, Essais d’environnement — Partie 2-14: Essais — Essai N: Variations de
température

CEIl 60068-2-17:1994, Essais d'environnement — Partie 2-17: Essais — Essai Q: Etanchéité
CEl 60068-2-20:1979, Essais d'environnement — Partie 2-20: Essais — Essai T: Soudure

CEIl 60068-2-21:2006, Essais d'environnement — Partie 2-21: Essais — Essai U: Robustesse
des sorties et des dispositifs de fixation
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CEI 60068-2-27:2008, Essais d'environnement — Partie 2-27: Essais — Essai Ea et guide:
Chocs

CEI 60068-2-29:1987, Essais d'environnement — Partie 2-29: Essais — Essai Eb et guide:
Secousses

CEI 60068-2-30:2005, Essais d'environnement — Partie 2-30: Essais — Essai Db: Essai
cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h)

CEI 60068-2-45:1980, Essais d'environnement — Partie 2-45: Essais — Essai XA et guide:
Immersion dans les solvants de nettoyage

CEI 60068-2-78:2001, Essais d'envi
humide, essai continu

CEl 60294, Mesure des di

aux risques du feu — Partie 11-5: Flammes d'essai —
Appareillage, dispositif d'essai de vérification et lignes

CEI 61193-2, S 2s d'assurance de la qualité — Partie 2: Choix et utilisation des plans
d’échantillonnage pour le contréle des composants électroniques et des boitiers 1

CEl 61249-2-7:2002, Matériaux pour circuits imprimés et autres structures d’interconnexion —
Partie 2-7: Matériaux de base renforcés, plaqués et non plaqués — Feuille stratifiée tissée de
verre E avec de la résine époxyde, d’inflammabilité définie (essai de combustion verticale),
plaquée cuivre

CEI QC 001002-3, Regles de procédure — Partie 3: Procédures d’homologation

ISO 3, Nombres normaux — Séries de nombres normaux

1 A publier.
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ISO 1000, Unités S| et recommandations pour I'emploi de leurs multiples et de certaines
autres unités

ISO 9000, Systémes de management de la qualité — Principes essentiels et vocabulaire

@@
S
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